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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, & ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e (Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui conceme la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CE! 50: Vocabulaire Electrotechnique Infer-
national (VEI), qui se présente sous forme de
séparés traitant chacun dun sujet défini.

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e [EC Bulletin
e [EC Yearbook

of separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be
. See also the IEC Multilingual

ave either been taken from the IEV or have been

spegifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

~ |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES

Premiére partie: Spécification générique

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés'par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expripagnt dans la plus grande mesure

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cdmmeelles tés nationaux
3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le y(eu qug teus 3 ationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEJ, dans la mesige ou ditions nationales le

permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et lafeglenation®le cotrespondarite doit, dans la mesure
du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

Les Comitgs\ nationaux\ds
publication:@

Israél

Italie

Japon

Norvége

Pays-Bas

Roumanie

Suéde

Suisse

Finlande Turquie

France Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques

Cette norme remplace la premiére édition de la Publication 115-1 de la CEI (1971) et le premier
complément de la Publication 115-1A de la CEI (1972).

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme C E I d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical tRittees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly ad
consensus of opinion on the subjects dealt with.

between the IEC recommendation and the corresponding national rules
in the latter.

Netherlands
Norway
Romania
South Africa (Republic of)
Spain
Sweden
nany Switzerland
Hungary Turkey
Israel Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Japan United States of America

This standard replaces the first edition of I E C Publication 115-1 (1971) and the first supplement
I E C Publication 115-1A (1972).

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
I E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES

Premiére partie: Spécification générique

SECTION UN — DOMAINE D’APPLICATION

1. Domaine d’application

La présente norme s'applique aux résistances fixes utilisées dans les équipements
électroniques.

2. Géneéralités

2.1 Documents de référence

Publications de la CEI
Publication 27-1;

(1971)

Publication 5

Publication 6 & pour le marquage des résistances et des condensateurs.
(1974)

Publicatio
(1963)

iries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Modification No 1: (1967)

Modification No 2: (1977)

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécani-
que.

Premiére partie: Généralites.

(1978)

Publication 68-2-1: Essais A: Froid.

(1974)

Publication 68-2-1A: Premier complément.
(1976)

Publication 68-2-2: Essais B: Chaleur seche.
(1974)

Publication 68-2-2A: Premier complément.
(1976) '
Publication 68-2-3: Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
(1969)
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FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 1: Generic specification

SECTION ONE — SCOPE

1. Scope

This standard is applicable to fixed resistors for use in electronic equipment.

It establishes standard terms, inspection procedures and methods ¢
and detail specifications for qualification approval and for qua
electronic components.

q sectional

SECTION TWO — GEN

2. General

2.1 Related documents

I EC Publications

Publication 27-1:
(1971)

Publication 50:

Publication 62:
(1974)
Publication 63

(1963)

eferred Number Series for Resistors and Capacitors.

Amendment No. 1: (1967)
Amendment No. 2: (1977)

Pubfisatig Basic Environmental Testing Procedures.

Publicatiq Part 1: General.
(1978)

Publication 68-2-1: Tests A: Cold.
(1974)

Publication 68-2-1A: First supplement.
(1976) '

Publication 68-2-2: Tests B: Dry Heat.
(1974)

Publication 68-2-2A: First supplement.
(1976)

Publication 68-2-3: Test Ca: Damp Heat, Steady State.
(1969)
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Publication 68-2-6:
(1970)

Publication 68-2-13:
(1966)

Publication 68-2-14:
(1974)

Publication 68-2-20:
(1968)

Publication 68-2—20A:
(1970)

Publication 68-2-21:
(1975)

Publication 68-2-27:
(1972)

Publication 68-2-29:
(1968)

Publication 68-2-30:
(1969)

Publication 117:

Publication 195:
(1965)

Publication 294:
(1969)

Publication 410:
(1973)

Publicati

Publications de I'lSO
Norme ISO 3:
(1973)

Norme ISO 497
(1973)

Norme ISO 1000:
(1973)

— 8§ — 115-1 © CEI 1982

Essai Fc: Vibrations (sinusoidales).

Modification No 1: (1972)
Essai M: Basse pression atmosphérique.

Essai N: Variations de température.
Essai T: Soudure.
Premier complément: Essai Tb: Résistance a la chaleur de

soudure, Méthode 1.
Essai U: Robustesse des sorties et d

positifs de fixation.

Modification No 1: (1979)
Essai Ea: Chocs.

Essai Eb: Secousses
r humide (cycle de 12+ 12

Essai Db: Esgai cycliqug
heures).

Symboles grap iue@com andés.

Nombres normaux — Séries de nombres normaux.

Guide pour le choix des séries de nombres normaux et des
séries comportant des valeurs plus arrondies de nombres
normaux. .
Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs
multiples et de certaines autres uniteés.

Note. — Les références ci-dessus s’appliquent aux éditions courantes sauf pour la Publication 68 de la CEI pour
laquelle ’édition de référence doit étre utilisée.
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Publication 68-2-6: Test Fc: Vibration (Sinusoidal).
(1970)
Amendment No. 1: (1972)
Publication 68-2-13: Test M: Low Air Pressure.
(1966)
Publication 68-2-14: Test N: Change of Temperature.
(1974)
Publication 68-2-20: Test T: Soldering.
(1968)
Publication 68-2-20A: First Supplement: Test Tb: Resistance to Soldering Heat,
(1970) _ Method 1. ’
Publication 68-2-21: Test U: Robustness of Terminations and pral Mounting
(1975) Devices.
Amendment No. 1: (1979)

Publication 68-2-27: Test Ea: Shock.
(1972)
Publication 68-2-29: Test Eb: Bump.
(1968)

Publication 68-2-30:
(1969)

Publication 117:

Publication 195:
(1965)

Publication 294:
(1969)

Publication 410:
(1973)

Publication :
(1973)

Publication QC\00

ISO publication

ISO Standard 3: Preferred Numbers — Series of Preferred Numbers.

(1973)

ISO Standard 497: Guide to the Choice of Series of Preferred Numbers and of

(1973) Series Containing more Rounded Values of Preferred
Numbers. '

ISO Standard 1000: SI Units and Recommendations for the Use of their

(1973) Multiples and of Certain Other Units.

Note. — The above references apply to the cuirent editions, except for IEC Publication 68 for which the
referenced edition must be used.
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2.2 Unités, symboles et terminologie

221 Généralités

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la terminologie doivent étre,
lorsque ceci est possible, pris dans les documents suivants:

Publication 27 de la CEI

Publication 117 de la CEI1

Publication 50 dela CEI
Norme ISO 1000

Si d’autres rubriques sont requises, elles doivent étre établies conformément aux principes
enoncés dans les documents référencés ci-dessus. '

222 Type

cadre d’un contrdle de la conformité de qualité.

Iis font généralement 1’objet d’une seule spécif

Groupe de composants électroniques présentant une propriété physique prédominante et/
ou remplissant une fonction définie.

2.2.6 Sous-famille (de composants électroniques)

Groupe de composants d’'une méme famille dont les technologies de fabrication sont
similaires.

2.2.7 Résistance nominale

La résistance nominale d’une résistance fixe est la valeur qui est marquée sur la résistance.
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2.2 Units, symbols and terminology

2.2.1 General

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, whenever possible be taken
from the following publications:

I1E C Publication 27

1 E C Publication 117

1 E C Publication 50
ISO Standard 1000

When further items are required they shall be derived in accordance with the principles of
the documents listed above.

2.2.2 Type

A group of components having similar design features and '
manufacturing techniques enables them to be grouped tog
approval or for quality conformance inspection.

They are generally covered by a single detail specificati
Note. — Components described in several detail specifications

same type and may therefore be grouped together fication’™q al’and quality conformance
mspection.

2.2.3 Style
A sub-division of a type, generally

A style may include séve

224 Grade

A term to mdicate
e.g. long life 164

2.2.5 Family (of

A group of electronic components which predominantly displays a particular physical
attribute and/or fulfils a defined function.

glectronic components)

2.2.6  Sub-family (of electronic components)

A group of components within a family manufactured by similar technological methods.

2.2.7 Rated resistance

The resistance value for which the resistor has been designed, and which is generally
indicated upon the resistor.
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2.2.8 Résistance critique

Valeur de résistance pour laquelle 1a tension nominale est égale a la tension limite nominale.
(Voir paragraphes 2.2.15 et 2.2.16.)

A une température ambiante de 70 °C, la tension maximale qui peut étre appliquée aux
bornes d’une résistance est soit la tension nominale calculée, si la résistance est inférieure a
la résistance critique, soit la tension limite nominale si la résistance est égale ou supérieure a
la résistance critique. A des températures autres que 70 °C, on doit tenir compte de la tension
limite nominale et de la courbe de réduction de la dissipation pour le calcul de la tension a
appliquer.

2.2.9 Plage des températures de catégorie

Qougu en vue d’un
empéelatures extrémes de la

Plage des températures ambiantes pour laquelle le composg
fonctionnement permanent; cette plage est définie par le
catégorie appropriée.

2.2.10 Température maximale de catégorie

Température ambiante maximale pour laque ‘
fonctionnement permanent a la fraction g« i i nominale indiquée dans la
dissipation de catégorie.

2.2.11

aximale admissible a la surface de toute résistance
t 4 la dissipation nominale & une température ambiante

Fraction de la dissipation nominale, définie avec précision dans la spécification particuliére,
applicable a la température maximale de catégorie, compte tenu de la courbe de réduction
prescrite dans la spécification particuliere.

Note. — La dissipation de catégorie peut &tre nulle.

2.2.15 Tension nominale (Uy ou Ug)

Tension en courant continu ou valeur efficace de la tension en courant alternatif, caiculée
a partir de la racine carrée du produit de la résistance nominale par la dissipation nominale.

Note. — Pour les résistances de forte valeur, la tension nominale peut ne pas étre applicable’du fait de la technologie
de fabrication et des dimensions de la résistance (voir paragraphe 2.2.16).
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2.2.8 Critical resistance

The resistance value at which the rated voltage is equal to the limiting element voltage (see
Sub-clauses 2.2.15 and 2.2.16).

At an ambient temperature of 70 °C, the maximum voltage which may be applied across
the terminations of a resistor is either the calculated rated voltage, if the resistance is less than
the critical resistance, or the limiting element voltage if the resistance is equal to or greater
than the critical resistance. At temperatures other than 70 °C, account shall be taken of the
derating curve and the limiting element voltage in the calculation of any voltage to be applied.

2.2.9 Category temperature range

The range of ambient temperatures for which the resistor is dgsi to operate
continuously; this is defined by the temperature limits of its approp 5

2.2.10 Upper category temperature

The maximum ambient temperatures for which a resist as, beendesigned to operate
continuously at that portion of the rated dissipg yichNis Indisated in the category
dissipation.

2.2.11 Lower category temperature

The minimum ambient temperature
continuously.

he’ surface for any resistor of that type when
t an ambient temperature of 70 °C.

A fraction of the rated dissipation exactly defined in the detail specification, applicable at
the upper category temperature, taking account of the derating curve prescribed in the detail

specification.

Note. — The category dissipation may be zero.

2.2.15 Rated voltage (Uy or Ug)

The d.c. or a.c. r.m.s. voltage calculated from the square root of the product of the rated
resistance and the rated dissipation.

Note. — At high values of resistance the rated voltage may not be applicable because of the size and the construction
of the resistor (see Sub-clause 2.2.16).
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2.2.16 Tension limite nominale

Tension maximale en courant continu, ou valeur efficace maximale de la tension alternative,
qui peut étre appliquée en permanence aux bornes d’une résistance (en général en raison de
ses dimensions et de sa technologie de fabrication).

Lorsque le terme «tension alternative efficace» est utilis€ dans cette norme, la tension de
créte ne doit pas dépasser 1,42 fois la valeur efficace.

Note. — Cette tension ne peut étre appliquée aux résistances que lorsque la valeur de résistance est égale ou supérieure
a la valeur de résistance critique.

2.2.17 Tension d’isolement (applicable seulement aux résistances isolées)

Tension de créte maximale qui peut étre appliquée de fagon permanente entre I'une

quelconque des sorties de la résistance et toute surface de fixation

2.2.18 Résistance isolée

A T'étude.

2.2.19 Résistance d’isolement

A Tétude.

La variation de résistance i ] o §’exprime soit sous forme d’une
«caractéristique résistance-température } 5 d’un «coeflicient de température»

2.2.20.1 Caractéristiq

des températures de catégorie. Elle s’exprime
sur de résistance a la température de référence de 20 °C.

Rapport de la variation de résistance survenant entre deux températures données a la
variation de température la provoquant (coefficient moyen). Il s’exprime normalement en
millioniémes par degré Celsius (10—6/°C).

RZ - Rl

Q@ = —=———=

Rl - AG
ou;
A6 est la différence algébrique, en degrés Celsius, entre la température de référence et I’autre température ambiante
spécifiee (voir paragraphe 4.8.4).

Note. — On doit noter que I'usage de ce terme n’implique aucune garantie ni présomption quant & la linéarité de
cette caracteristique.
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2.2.16 Limiting element voltage

The maximum d.c. or a.c. r.m.s. voltage that may be continuously applied to the
terminations of a resistor (it is generally dependent upon size and manufacturing technology
of the resistor).

Where the term “a.c. r.m.s. voltage” is used in this standard, the peak voltage shall not
exceed 1.42 times the r.m.s. value.

Note. — This voltage shall only be applied to resistors when the resistance value is equal to or higher than the critical
resistance value.

2.2.17 Isolation voltage (applicable only to insulated resistors)
The maximum peak voltage which may be applied under continuous operating conditions
between the resistor terminations and any conducting mounting surface
2.2.18 Insulated resistor

Under consideration.

2.2.19 Insulation resistance

Under consideration.

2.2.20 Variation of resistance with temperature

¢d cither as temperature

2.2.20.1 teristic of re ist

esistange produced over a given temperature range

expressed as a percentage of the resistance

The relative variation of resistance between two given temperatures (mean coefficient),
divided by the difference in temperature producing it. It is normally expressed in parts per
million per degree Celsius (10—6/°C).

R,—R,

RI'AO

where:

A9 is the algebraic difference, in degrees Celsius, between the specified ambient temperature and the reference
temperature (for calculation see Sub-clause 4.8.4).

Note. — Tt should be noted that use of the term does not imply any degree of linearity for this function, nor should
any be assumed.
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2.2.21  Dommage visible

Dommage visible réduisant 'aptitude de la résistance a ’emploi pour lequel elle a été
prévue.

2.3 Valeurs préférentielles

2.3.1 Généralités

Chaque spécification intermédiaire doit spécifier les valeurs préférentielles approprices a la
sous-famille; pour la résistance nominale voir aussi le paragraphe 2.3.2.

2.3.2  Valeurs préférentielles de la résistance nominale

Les valeurs préférentielles de la résistance nominale doivent ises dans les séries

spécifiées dans la Publication 63 de la CEL

2.4 Marquage
2.4.1 Géneralités

24.1.1 Les informations contenues dans le marg
apres; I'importance relative de chaque information est indiqués-par son rang dans la liste:

a) résistance nominale.

informations
étre évi

Lorsquu code est utilisé pour le marquage de la valeur de résistance, de la tolérance, ou
de la date de fabrication, le code employé doit &tre choisi parmi ceux donnés dans la
Publication 62 de la CEL
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2.2.21  Visible damage

Visible damage which reduces the usability of the resistor for its intended purpose.

2.3 Preferred values

2.3.1 General

Each sectional specification shall prescribe the preferred values appropriate to the sub-
family; for rated resistance see also Sub-clause 2.3.2.

2.3.2 Preferred values of rated resistance

The preferred values of rated resistance shall be taken from the ser
Publication 63.

2.4 Marking
2.4.1 General

2.4.1.1 The information given in the marking is norpally selected e following list; the

2.4.1.2 The resistor sha
remaining items ds is
resistor sho beavoided

and b) above and with as many of the
ieation of information in the marking on the

2.4.2 Coding

When codineis used for resistance value, tolerance or date-of manufacture, the method shall
be selected from those given in I E C Publication 62.
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SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE
3. Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Homologation/Systémes d’assurance de la qualité

3.1.1 Pour un systéme d’assurance de qualité complet, suivre les procédures des paragraphes 3.4
et 3.5.

3.1.2 Pour une homologation sans contréle de la conformité de la qualite, les procédures et
exigences des paragraphes 3.4.1 et 3.4.2b) peuvent Etre appliquées, mais, en tout cas, les essais
et parties d’essai doivent étre effectués dans I'ordre donné dans le programme d’essais.

3.2 Etape initiale de fabrication

— Pour les résistances & composition de carbone:
grande modification dans la polymérisation du h

3.3  Modeéles associables

des procédés et des matériaux semblabl is’ pouvant étre de dimensions et valeurs
différentes. Les z€ aant 'associationydes composants en vue de ’homologation ou
‘du contrdle N ¢

intermédiaire

3.4 Procéd’

3.4.1 Le fabrisag

s-des régles de procédure concernant I’homologation;
nant I’étape initiale de fabrication contenues au paragraphe 3.2 de

a) Le fabricant doit prouver par des essais la conformité aux exigences de la spécification,
sur trois lots prélevés dans une période aussi courte que possible pour le controle lot par
lot, et sur un lot pour le contrdle périodique. Aucune modification importante du processus
de fabrication ne doit intervenir dans la période pendant laquelle les lots de controle sont
prélevés. :

Les échantillons doivent &tre prélevés dans les lots conformément a la Publication 410 de
la CEI (voir annexe A). L’échantillon doit contenir la plus haute et la plus basse valeurs
représentées dans le lot et une valeur critique lorsque celle-ci se trouve entre ces haute et
basse valeurs. La plus haute et la plus basse valeurs ainsi choisies définissent la gamme de
résistance pour laquelle 'homologation est accordée.
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SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES
3. Quality assessment procedures

3.1 Qualification Approval/Quality Assessment Systems

3.1.1 For a full Quality Assessment System the procedures of Sub-clauses 3.4 and 3.5 shall be
followed.

3.1.2 For Qualification Approval without Quality Conformance Inspection (type testing only), the
procedures and requirements of Sub-clauses 3.4.1 and 3.4.2b) may be used as appropriate,
but in any case tests and parts of tests shall be applied in the order given in the test schedules.

3.2 Primary Stage of Manufacture

For fixed resistor specifications, the primary stage of manufacture\s:

— For carbon composition types: the process which} os_the g change in
polymerization of the binder.

3.3 Structurally Similar Components

Resistors considered as being
processes and materials, though the

34 Qualiﬁcatio@

3.4.1 The manufact

3.4.2 In additian to the requirements of Sub-clause 3.4.1 procedures a) or ) below shall apply:

a) The manufacturer shall produce test evidence of conformance to the specification
requirements on three inspection lots for lot-by-lot inspection taken in as short a time as
possible and one lot for periodic inspection. No major changes in the manufacturing
process shall be made in the period during which the inspection lots are taken.

Samples shall be taken from the lots in accordance with ITEC Publication 410 (see
Appendix A). The sample shall contain the highest and lowest resistance values represented
in the lot and a critical value when this value falls between such high and low values. The
highest and lowest resistance values so selected shall define the resistance range for which
qualification approval is granted.
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Le mode de contrdle normal doit étre utilisé mais, si I'effectif de ’échantillon conduit a
un critére d’acceptation de zéro défectueux, des piéces complémentaires doivent Etre
prélevées de maniére a atteindre Deffectif d’échantillon conduisant & un critére
d’acceptation de un défectueux.

b) Le fabricant doit prouver la conformité aux exigences de la spécification en produisant les
résultats des essais effectués selon le programme d’essais sur échantillon d’effectif fixe
donné dans la spécification intermeédiaire. '

Les piéces formant D’échantillon doivent étre prélevées au hasard dans la production
courante ou en accord avec I’Organisme National de Surveillance.

3.4.3 L’homologation obtenue dans le cadre d’un systeme d’assurance de la qualité est maintenue
en démontrant réguliérement que le produit répond aux exigences du contrdle de la conformité
de la qualité (voir paragraphe 3.5). D’une autre maniére, cette home iotnpeut étre vérifice

3.5

dendurance de 1000 h.

3.5.1.1 Résultats par attributs

Lorsque la spécification particuliére applicable exige I’enregistrement des résultats par
attributs, les procédures suivantes doivent étre utilisées:

1) Lorsqu'un sous-groupe ne comporte qu’un seul essai, le nombre total de résistances
défectueuses doit &tre enregistré ainsi que I'essai au cours duquel se sont produites les
défaillances, mais sans référence aux parametres non conformes.

2) Lorsqu’un sous-groupe comporte plusieurs essais, la spécification particuliére indique si les
résultats d’essais doivent étre donnés pour chacun des essais individuels ou pour plusieurs
d’entre eux pris comme un groupe. Dans le cadre de cette spécification, la séquence
climatique est jugée former un seul essai.
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